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熔融制样 Ｘ射线荧光光谱法测定碳化钨及其废料中的钨

叶淑爱，王　伟，普旭力，蔡继杰

（厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心，福建 厦门 ３６１０２６）

摘要：碳化钨被广泛应用于硬质合金生产材料，其钨的含量关系碳化钨的

性能及货物结算，生产过程中因配比错误、打磨等原因还会产生大量的含

钨废料，从废料中回收钨能弥补钨资源的不足，因此测定碳化钨及其废料

中的钨具有重要意义。目前碳化钨中钨含量的测定通常参照国家标准采

用辛可宁重量法，准确度较高，但只适用于检测三氧化钨含量大于５０％的
样品，且过程繁琐，工作量大。本文根据碳化钨在高温下易氧化的特点，

借鉴国际标准 ＡＳＴＭＢ８９０－０７，提出将碳化钨转化为三氧化钨，采用熔融
制样－Ｘ射线荧光光谱（ＸＲＦ）测定钨含量的方法。即碳化钨先在马弗炉
中灼烧至钨完全转化为三氧化钨，再加入五氧化二钽作内标，四硼酸钠－四硼酸锂为混合熔剂，在１１５０℃下
熔融制成试样片，用 ＸＲＦ法测定钨的含量。结果表明，最佳的灼烧温度为８００℃，在此温度下碳化钨完全
转化成三氧化钨，有效地解决了碳化钨熔融制样的难点；方法精密度（ＲＳＤ）为０．２％，实际样品的测定值与
国家标准方法（辛可宁重量法）一致，可测量三氧化钨含量的范围为３０％ ～１００％，且分析时间大大缩短，
可满足大量实际样品检测的需要。

关键词：碳化钨；废料；三氧化钨；钨；熔融制样；Ｘ射线荧光光谱法
中图分类号：Ｏ６１４．６１３；Ｏ６５７．３１ 文献标识码：Ｂ

钨属于高价值稀有金属，广泛应用于航天、民用

等领域，近年来我国的钨储量已从建国时期占世界

储量的６５％下降到３７．７％，优势迅速减弱［１］。碳化

钨是钨资源的下游产品，广泛应用于硬质合金生产

材料，硬度与金刚石相近，为电、热的良好导体，钨的

含量关系到碳化钨性能，生产工艺中最重要的步骤

就是将钨粉和炭黑按一定比例配料混合，在高温炉

中进行碳化，如果钨和碳配比错误或温度不够高等

生产问题及产品打磨过程都会产生大量含钨废料，

钨废料中的钨含量大概在３０％ ～７０％之间。因此
从碳化钨废料中回收钨［２］能弥补钨资源不足，大大

节省生产成本，是一项极有价值的回收领域，而准确

测定碳化钨及其废料中钨的含量极为重要。

目前，碳化钨及其废料中钨含量的测定通常参

照国家标准 ＧＢ／Ｔ６１５０．１—２００８《钨精矿化学分析
方法》，用过氧化氢 －硝酸分解矿样，待钨氧化成钨

酸析出后，采用辛可宁重量法进行分析，该方法技术

成熟，准确度高，但只适用于检测三氧化钨含量大于

５０％的样品，且实验过程复杂繁琐，工作量大。波长
色散Ｘ射线荧光光谱仪（ＷＤＸＲＦ）具有分析元素多
（常用的Ｆ～Ｕ）、浓度范围广（１０－６～１００％）、分析
精度高［３－４］等特点，广泛应用于金属、矿物、岩石等

样品的检测［５－１４］。碳化钨属于难熔硬质合金，无法

采用传统的切割、打磨、抛光等手段进行制样，也不

能直接熔融制样，然而碳化钨的抗氧化能力差，在空

气中５００℃以上即开始活化氧化，转化为三氧化钨，
美国材料试验协会标准 ＡＳＴＭＢ８９０－０７［１５］将碳化
钨等钨合金样品在（８２５±２５）℃下灼烧，全部氧化
成氧化态，采用熔融制样 ＸＲＦ法测定其中的 Ｃｒ、
Ｃｏ、Ｆｅ等１０种杂质元素。本文根据碳化钨在高温
下易氧化的特点，在ＡＳＴＭＢ８９０－０７标准方法基础
上，提出将碳化钨灼烧转化为三氧化钨，以钽为内
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标，四硼酸钠 －四硼酸锂为熔剂熔融制样，用 ＸＲＦ
法测定样品碳化钨及其废料中钨的含量。

１　实验部分
１．１　仪器及工作条件

ＡＲＬ９９００ＸＰ型Ｘ射线荧光光谱仪（瑞士 ＡＲＬ
公司），端窗铑靶 Ｘ光管，功率３．６ｋＷ。样品均在
真空条件下测量，其他测量条件见表１。

Ｄ８ＡｄｖａｎｃｅＸ射线衍射仪（德国 ＢｒａｋｅｒＡＸＳ
公司）。

ＡｎａｌｙｍａｔｅＶ２ＢＰｒｏ高频熔融制样仪（北京鑫国
利业科技有限公司）：分析熔融样品灼烧前后的物

相变化。

铂金坩埚（Ｐｔ９５％ －Ａｕ５％，天津耀安公司）。
ＭｅｔｔｌｅｒＡＴ２６１ＤｅｌｔａＲａｎｇｅ型电子天平（瑞士Ｍｅｔｔｌｅｒ
公司）。马弗炉（ＴＨＥＭＯＬＹＮＥ）。瓷坩埚 ５０ｍＬ。

表 １　分析元素的ＸＲＦ测量条件
Ｔａｂｌｅ１　ＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｅｌｅｍｅｎｔｓｂｙＸＲＦ

元素分析线 晶体
实际２θ
（°）

准直器

（μｍ）
探测器

电压

（ｋＶ）
电流

（ｍＡ）
测量时间

（ｓ）

Ｗ Ｌα ＬｉＦ２００４３．００３ ０．１５ ＳＣ ６０ ５０ ２０
Ｔａ Ｌα ＬｉＦ２００４４．３９９ ０．１５ ＳＣ ６０ ５０ ２０

１．２　样品和主要试剂
碳化钨样品及其废料：来源于厦门钨业有限公司。

四硼酸钠－四硼酸锂（质量比６５∶３５）混合熔
剂：经过６００℃灼烧２ｈ，置于干燥器中备用。

硝酸锂溶液（２２０ｇ／Ｌ，分析纯），溴化锂溶液
（４００ｇ／Ｌ，分析纯）。

三氧化钨、五氧化二钽为光谱纯。

１．３　样品灼烧损失测定
称取已烘干的样品３．０ｇ（精确至０．０００１ｇ）置

于已灼烧至恒重的瓷坩埚内，放入马弗炉中灼烧至

恒重，按下式计算烧损值，灼烧后的样品置于干燥器

中备用。

ＧＯＩ＝
ｍ１－（ｍ＋ｍ０）

ｍ ×１００

式中：ＧＯＩ为样品灼烧增量（％），ｍ为样品质量
（ｇ），ｍ１为灼烧后样品和瓷坩埚的总质量（ｇ），ｍ０为
灼烧后空坩埚质量（ｇ）。
１．４　样品制备

准确称取（８±０．０００５）ｇ混合熔剂、（０．２５±
０．０００２）ｇ灼烧后的样品和（０．２５±０．０００２）ｇ五氧化
二钽，置于铂金坩埚中，用玻璃棒搅匀，加入１ｍＬ２２０

ｇ／Ｌ硝酸锂溶液和１０滴４００ｇ／Ｌ溴化锂溶液，置于高
频熔融炉中，先在７００℃下预热３ｍｉｎ，然后升温至
１１５０℃熔融５ｍｉｎ，倒入模具中冷却成玻璃熔片，待冷
却后置于Ｘ射线荧光光谱仪中进行测量。
１．５　数据处理

测得灼烧后样品中三氧化钨含量，按下式换算

成样品中钨含量：

ｗ（Ｗ）＝０．７９３０×ｗ（ＷＯ３）×（１＋ＧＯＩ）
式中：ｗ（Ｗ）为碳化钨中钨含量（％），０．７９３０为
三氧化钨含量转换为钨含量的换算系数，ｗ（ＷＯ３）
为ＸＲＦ测得的三氧化钨含量（％）；ＧＯＩ为样品灼烧
增量（％）。

２　结果与讨论
２．１　样品灼烧温度的选择

碳化钨及其废料中钨转化为三氧化钨的关键在

于灼烧温度，本文重点讨论了碳化钨和碳化钨废料

在４００～１０００℃分别灼烧３ｈ的实验结果。其灼烧
增量结果如图１所示，外观随温度升高的变化见表
２。结合图１和表２实验结果可以看出，在４００℃温
度下，样品灼烧增量值很小，样品外观无明显变化；

而在５００℃以上，灼烧增量值急剧增大；至 ５００～
８００℃时，灼烧增量值变化不明显，但样品体积逐渐

图 １　不同温度下的ＧＯＩ值变化
Ｆｉｇ．１　ＴｈｅｃｈａｎｇｅｓｏｆＧＯＩａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

变大，黑色碳化钨明显变成黄色的三氧化钨；在

１０００℃时，由于三氧化钨会有少量升华，因此灼烧增
量值变小，且样品结块明显。灼烧后的碳化钨经熔

融制样变成无色透明玻璃熔片，而碳化钨废料因含

有多种杂质元素灼烧后颜色变成灰色，经熔融制样

变成黑色玻璃熔片。因实验采用内标法测量，样片

颜色差异大，但并不影响检测结果。

—００１—
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表 ２　碳化钨和碳化钨废料在不同温度下灼烧的样品外观
Ｔａｂｌｅ２　 Ｔｈｅａｐｐｅａｒａｎｃｅｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓａｍｐｌｅｓａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔ

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

灼烧温度 　　　碳化钨 　　　　碳化钨废料

常温 黑色粉末 黑色粉末

４００℃ 黑色粉末 黑色粉末

５００℃ 黄色带有少量墨绿色粉末 灰色带有黄色粉末

６００℃ 黄色粉末，体积变大明显 灰色带有黄色粉末，体积变大明显

８００℃ 黄色粉末，体积变大较明显 灰色粉末，体积变大较明显

１０００℃ 黄色粉末，带部分结块 灰色粉末，带部分结块

采用Ｘ射线衍射仪对样品灼烧前后的物相进
行分析，结果见图２。可见，样品在灼烧前（图２ｆ）主
要物相为碳化钨，在５００～１０００℃灼烧后样品物相
完全转化为三氧化钨，温度越高，晶型基线越好。综

合考虑，本文选择８００℃作为灼烧温度。

图 ２　不同温度下灼烧前后样品ＸＲＤ衍射图谱
Ｆｉｇ．２　Ｔｈｅｃｈａｎｇｅｓｏｆｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅｃｒｙｓｔａｌａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
ａ为５００℃灼烧后样品 ＸＲＤ衍射图；ｂ为６００℃灼烧后样品 ＸＲＤ衍射图；ｃ为７００℃灼烧后样品 ＸＲＤ衍射图；ｄ为８００℃灼烧后样品 ＸＲＤ

衍射图；ｅ为１０００℃灼烧后样品ＸＲＤ衍射图；ｆ为样品灼烧前样品ＸＲＤ衍射图。

２．２　标准曲线
本文以光谱纯 ＷＯ３制作校准样片，加入 Ｔａ２Ｏ５

作为内标，按表３配制５个校准样片，应用 ＸＲＦ建
立标准曲线。标准曲线方程为：ｗ（ＷＯ３）＝
０．０９５９４ｘ－１．５０６８，相关系数（Ｒ２）为０．９９９９，表明
以Ｔａ２Ｏ５为内标建立的标准曲线线性良好。
２．３　方法准确度和精密度

因缺少标准物质，本实验对同一个经化学法准

确定值的碳化钨及碳化钨废料试样各制备１１个熔
融片进行检测，验证分析方法的准确性及精密度。

表 ３　校准样片中钨的含量
Ｔａｂｌｅ３　Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｏｆｅｌｅｍｅｎｔｓｉｎｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎｓａｍｐｌｅｓ

校准样片

编号

称样量（ｇ）

ＷＯ３ Ｔａ２Ｏ５

ＷＯ３含量
（％）

ＳＴＤ０ ０ ０．２５００ ０
ＳＴＤ１ ０．０６２５ ０．２５００ ２５．０
ＳＴＤ２ ０．１２５０ ０．２５００ ５０．０
ＳＴＤ３ ０．１８７５ ０．２５００ ７５．０
ＳＴＤ４ ０．２５００ ０．２５００ １００．０

表 ４数据显示，钨的相对标准偏差（ＲＳＤ）均为
０．２％，本方法测定的钨含量与国家标准 ＧＢ／Ｔ
６１５０．１—２００８的辛可宁重量法（化学法）检测结果
符合良好，可见该方法具有较好的准确度和精密度。

３　实际样品分析
本法能测定的三氧化钨含量范围为 ３０％ ～

１００％，将本法应用于碳化钨及其废料（样品来源于
厦门钨业有限公司）中钨含量的测定，其结果与

ＧＢ／Ｔ６１５０．１—２００８的辛可宁重量法测量值进行对
比，结果列于表５。可以看出，本法能准确测定碳化
钨及其废料中钨的含量，且灼烧时间３ｈ，过程简单，
熔融制样时间只需 ２０ｍｉｎ，仪器测量时间只需 １０
ｍｉｎ，与辛可宁重量法相比，工作量明显减少，分析时
间缩短，具有较好的实用价值。
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表 ４　方法准确度和精密度
Ｔａｂｌｅ４　Ａｃｃｕｒａｃｙａｎｄｐｒｅｃｉｓｉｏｎｔｅｓｔｓｏｆｔｈｅｍｅｔｈｏｄ

样品
ＸＲＦ法测定值（％）

分次测定值 最大值 最小值 平均值

ＲＳＤ
（％）

化学法测定值

（％）

碳化钨
９３．１８　９３．２６　９２．９２　９３．４９　９３．４１　９３．２２　

９３．２８　９３．１９　９３．２２　９３．１９　９３．２３
９３．４９ ９２．９２ ９３．２３ ０．２ ９３．４６

碳化钨废料
３３．１２　３３．１９　３３．２０　３３．０８　３３．１１　３３．１９　

３３．０２　３３．０６　３３．２８　３２．９５　３３．００
３３．２８ ３２．９５ ３３．１１ ０．２ ３３．１４

表 ５　样品中钨的分析结果
Ｔａｂｌｅ５　ＡｎａｌｙｔｉｃａｌｒｅｓｕｌｔｓｏｆＷｉｎｓａｍｐｌｅｓ

样品
钨含量的测定值（％）

本法 辛可宁重量法

碳化钨样品１ ９３．３７ ９３．４６
碳化钨样品２ ９３．３２ ９３．４７
废钨料１ ５２．３３ ５２．３０
废钨料２ ５０．４２ ５０．５３
废钨料３ ３３．１１ ３３．１４
废钨料４ ６８．９５ ６９．０６

４　结语
本文通过高温灼烧，将碳化钨及其废料转化为

三氧化钨，灼烧后的样品用四硼酸钠 －四硼酸锂熔
融制样，采用ＸＲＦ法测定钨的含量，测定结果与目
前采用的国家标准方法（辛可宁重量法）一致。实

验重点研究了灼烧温度对碳化钨转化为三氧化钨的

影响，确定灼烧温度 ８００℃为最佳温度，在此温度
下，碳化钨转化完全，钨损失少，有效地解决了碳化

钨熔融制样的难点。本方法数据可靠，准确性和精

密度达到了传统分析方法的要求，且分析时间大大

缩短，具有较好的实用价值。

５　参考文献
［１］　许礼刚．废钨回收产业的价值和发展模式探析［Ｊ］．

有色金属科学与工程，２０１３，４（５）：１１３－１１６．
ＸｕＬＧ．ＶａｌｕｅａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＰａｔｔｅｒｎｏｆＴｕｎｇｓｔｅｎ
ＷａｓｔｅＲｅｃｙｃｌｉｎｇＩｎｄｕｓｔｒｙ［Ｊ］．ＮｏｎｆｅｒｒｏｕｓＭｅｔａｌｓＳｃｉｅｎｃｅ
ａｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１３，４（５）：１１３－１１６．

［２］　黄新，彭书杰，孙亚丽，等．含钨废料中提取钨的研究
［Ｊ］．中国矿业，２００８，１７（１１）：７７－８１．
ＨｕａｎｇＸ，ＰｅｎｇＳＪ，ＳｕｎＹＬ，ｅｔａｌ．ＳｔｕｄｙｏｎＥｘｔｒａｃｔｉｏｎ
Ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆＲａｒｅ Ｅｌｅｍｅｎｔｓ ｆｒｏｍ Ｗａｓｔｅ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ
ＣｏｎｔａｉｎｉｎｇＴｕｎｇｓｔｅｎ［Ｊ］．ＣｈｉｎａＭｉｎｉｎｇＭａｇａｚｉｎｅ，２００８，
１７（１１）：７７－８１．

［３］　吉昂，卓尚军．Ｘ射线荧光光谱分析［Ｊ］．分析试验室，
２００６，２５（５）：１１３－１２２．
ＪｉＡ，ＺｈｕｏＳＪ．ＸｒａｙＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．
ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｎａｌｙｓｉｓＬａｂｏｒａｔｏｒｙ，２００６，２５（５）：

１１３－１２２．
［４］　ＳａｆｉＭＪ，ＲａｏＭＢ，ＲａｏＫＳＰ，ｅｔａｌ．ＣｈｅｍｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ

ｏｆＰｈｏｓｐｈａｔｅＲｏｃｋＵｓｉｎｇＤｉｆｆｅｒｅｎｔＭｅｔｈｏｄｓ—Ａｄｖａｎｔａｇｅｓ
ａｎｄＤｉｓａｄｖａｎｔａｇｅｓ［Ｊ］．ＸＲａｙＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ，２００６，３５：
１５４－１５８．

［５］　ＵｓｔｕｎｄａｇＺ，ＵｓｔｕｎｄａｇＩ，ＫａｄｉｏｇｌｕＹＫ．Ｍｕｌｔｉｅｌｅｍｅｎｔ
ＡｎａｌｙｓｉｓｏｆＰｙｒｉｔｅＯｒｅｓＵｓｉｎｇＰｏｌａｒｉｚｅｄＥｎｅｒｇｙｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ
ＸｒａｙＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＡｐｐｌｉｅｄＲａｄｉａｔｉｏｎ
ａｎｄＩｓｏｔｏｐｅｓ，２００７，６５：８０９－８１３．

［６］　王再田，牛素琴，邓虹．ＸＲＦ光谱测定钨精矿 ＷＯ３
（％）简便方法［Ｊ］．光谱学与光谱分析，１９９９，１９（１）：
９３－９４．
ＷａｎｇＺＴ，ＮｉｕＳＱ，ＤｅｎｇＨ．ＡＳｉｍｐｌｅＭｅｔｈｏｄｆｏｒｔｈｅ
ＤｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆＴｕｎｇｓｔｅｎＯｒｅｓｂｙＸＲＦＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ
［Ｊ］．ＳｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙａｎｄＳｐｅｃｔｒａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，１９９９，１９（１）：
９３－９４．

［７］　ＸｉａＮ，ＺｈａｎｇＱ，ＹａｏＤ，ＬｉＧＨ．ＧｅｏｃｈｅｍｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ
ｏｆＭａｒｉｎｅＳｅｄｉｍｅｎｔｓＵｓｉｎｇＦｕｓｅｄＧｌａｓｓＤｉｓｃｂｙＸｒａｙ
ＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆ
ＯｃｅａｎｏｌｏｇｙａｎｄＬｉｍｎｏｌｏｇｙ，２００８，２６（４）：４７５－４７９．

［８］　曾江萍，吴磊，李小莉，等．较低稀释比熔融制样 Ｘ射
线荧光光谱法分析铬铁矿［Ｊ］．岩矿测试，２０１３，３２
（６）：９１５－９１９．
ＺｅｎｇＪＰ，ＷｕＬ，ＬｉＸＬ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ
Ｃｈｒｏｍｉｔｅｂｙ Ｘｒａｙ Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ ｗｉｔｈ
ＳａｍｐｌｅＰｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆａＬｏｗｅｒｄｉｌｕｔｉｏｎＦｕｓｉｏｎ［Ｊ］．Ｒｏｃｋ
ａｎｄＭｉｎｅｒａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１３，３２（６）：９１５－９１９．

［９］　李小莉，张勤．粉末压片 －Ｘ射线荧光光谱法测定
土壤、水系沉积物和岩石样品中１５种稀土元素［Ｊ］．
冶金分析，２０１３，３３（７）：３５－４０．
ＬｉＸＬ，ＺｈａｎｇＱ．ＤｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆＦｉｆｔｅｅｎＲａｒｅＥａｒｔｈ
ＥｌｅｍｅｎｔｓｉｎＳｏｉｌ，ＳｔｒｅａｍＳｅｄｉｍｅｎｔａｎｄＲｏｃｋＳａｍｐｌｅｓｂｙ
ＸｒａｙＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙｗｉｔｈＰｒｅｓｓｅｄＰｏｗｄｅｒ
Ｐｅｌｌｅｔ［Ｊ］．ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１３，３３（７）：３５－４０．

［１０］　杨新能，李小青，杨大军．Ｘ射线荧光光谱法测定含还
原剂的炼钢辅料中化学成分［Ｊ］．冶金分析，２０１３，３４
（２）：４０－４３．
ＹａｎｇＸ Ｎ，ＬｉＸ Ｑ，ＹａｎｇＤ Ｊ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ
ＣｈｅｍｉｃａｌＣｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆＳｔｅｅｌｍａｋｉｎｇＡｕｘｉｌｉａｒｙＭａｔｅｒｉａｌｓ
ＣｏｎｔａｉｎｉｎｇＲｅｄｕｃｉｎｇＡｇｅｎｔｓｂｙＸｒａｙＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ
Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１３，３４（２）：

—２０１—

第１期 　岩　矿　测　试　
ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｙｋｃｓ．ａｃ．ｃｎ

２０１５年



４０－４３．
［１１］　陆晓明，金德龙，胡莹．Ｘ射线荧光光谱法测定镍铬合

金中１５种元素［Ｊ］．冶金分析，２０１３，３３（１０）：４９－５５．
ＬｕＸＭ，ＪｉｎＤＬ，ＨｕＹ．ＤｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆＦｉｆｔｅｅｎ
Ｅｌｅｍｅｎｔｓ ｉｎ ＮｉｃｋｅｌＣｈｒｏｍｉｕｍ Ａｌｌｏｙ ｂｙ Ｘｒａｙ
ＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，
２０１３，３３（１０）：４９－５５．

［１２］　曲月华，王翠艳，王一凌．熔融制样－Ｘ射线荧光光谱
法测定石灰石中 ５种组分［Ｊ］．冶金分析，２０１３，３３
（２）：２３０－２３５．
ＱｕＹＨ，ＷａｎｇＣＹ，ＷａｎｇＹＬ．ＤｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆＦｉｖｅ
Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ Ｌｉｍｅｓｔｏｎｅ ｂｙ Ｘｒａｙ Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ
ＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙｗｉｔｈＦｕｓｉｏｎＳａｍｐｌｅＰｒｅｐａｒａｔｉｏｎ［Ｊ］．
ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１３，３３（２）：２３０－２３５．

［１３］　罗学辉，苏建芝，鹿青，等．熔融制样Ｘ射线荧光光谱
法测定铜矿石中 １６种主次量元素［Ｊ］．岩矿测试，

２０１４，３３（２）：２３０－２３５．
ＬｕｏＸＨ，ＳｕＪＺ，ＬｕＱ，ｅｔａｌ．Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ１６
Ｅｌｅｍｅｎｔｓｉｎ ＣｏｐｐｅｒＯｒｅｓ ｂｙ Ｘｒａｙ Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ
ＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙｗｉｔｈＦｕｓｅｄＳａｍｐｌｅＰｒｅｐａｒａｔｉｏｎ［Ｊ］．Ｒｏｃｋ
ａｎｄＭｉｎｅｒａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１４，３３（２）：２３０－２３５．

［１４］　乔蓉，郭钢．Ｘ射线荧光光谱法测定白云石、石灰石中
氧化钙、氧化镁和二氧化硅［Ｊ］．冶金分析，２０１４，
３４（１）：７５－７８．
ＱｉａｏＲ，ＧｕｏＧ．ＤｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆＣａｌｃｉｕｍ Ｏｘｉｄｅ，
ＭａｇｎｅｓｉｕｍＯｘｉｄｅａｎｄＳｉｌｉｃｏｎＤｉｏｘｉｄｅｉｎＤｏｌｏｍｉｔｅａｎｄ
ＬｉｍｅｓｔｏｎｅｂｙＸｒａｙＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅＳｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．
ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１４，３４（１）：７５－７８．

［１５］　ＡＳＴＭＢ８９０－０７，ＳｔａｎｄａｒｄＴｅｓｔＭｅｔｈｏｄｆｏｒＤｅｔｅｒｍｉｎ
ａｔｉｏｎｏｆＭｅｔａｌｌｉｃＣｏｎｓｔｉｔｕｅｎｔｓｏｆＴｕｎｇｓｔｅｎＡｌｌｏｙｓａｎｄ
Ｔｕｎｇｓｔｅｎ Ｈａｒｄｍｅｔａｌｓ ｂｙ Ｘｒａｙ Ｆｌｏｕｒｅｓｃｅｎｃｅ
Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｓ］．

ＤｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆＴｕｎｇｓｔｅｎＣｏｎｔｅｎｔｉｎＴｕｎｇｓｔｅｎＣａｒｂｉｄｅａｎｄＷａｓｔｅ
Ｐｒｏｄｕｃｔｂｙ Ｘｒａｙ Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ ｗｉｔｈ Ｆｕｓｉｏｎ Ｓａｍｐｌｅ
Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ

ＹＥＳｈｕａｉ，ＷＡＮＧＷｅｉ，ＰＵＸｕｌｉ，ＣＡＩＪｉｊｉｅ
（ＸｉａｍｅｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣｅｎｔｅｒ，ＥｎｔｒｙＥｘｉｔＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎａｎｄＱｕａｒａｎｔｉｎｅＢｕｒｅａｕ，Ｘｉａｍｅｎ３６１０２６，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅｉｓｗｉｄｅｌｙｕｓｅｄｉｎｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｃｅｍｅｎｔｅｄｃａｒｂｉｄｅｍａｔｅｒｉａｌｓａｎｄｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｏｆ
ｔｕｎｇｓｔｅｎｉｎｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅｈａｓａｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｉｍｐａｃｔｏｎｉｔｓｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅａｎｄｃａｒｇｏａｃｃｏｕｎｔｓｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ．Ｔｈｅｒａｔｉｏ
ｅｒｒｏｒａｎｄｇｒｉｎｄｉｎｇｉｎｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｐｒｏｄｕｃｅｓｇｅｎｅｒｏｕｓｔｕｎｇｓｔｅｎｃｏｎｔａｉｎｉｎｇｗａｓｔｅ，ａｎｄｔｈｅｒｅｃｏｖｅｒｙｏｆ
ｔｕｎｇｓｔｅｎｆｒｏｍｗａｓｔｅｍａｔｅｒｉａｌｃａｎｍａｋｅｕｐｆｏｒｔｈｅｓｈｏｒｔａｇｅｏｆｔｕｎｇｓｔｅｎｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，ｓｏｉｔｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｄｅｔｅｒｍｉｎｅ
ｔｕｎｇｓｔｅｎｉｎｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅａｎｄｉｔｓｗａｓｔｅ．Ａｔｐｒｅｓｅｎｔ，ｔｈｅｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｕｎｇｓｔｅｎｉｎｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅｉｓｕｓｕａｌｌｙ
ｅｓｔｉｍａｔｅｄｂｙｔｈｅｎａｔｉｏｎａｌｓｔａｎｄａｒｄａｎｄｉｓａｎａｌｙｚｅｄｂｙｕｓｉｎｇｔｈｅｃｉｎｃｈｏｎｉｎｅｇｒａｖｉｍｅｔｒｉｃｍｅｔｈｏｄ．Ｔｈｅｍｅｔｈｏｄｈａｓ
ｈｉｇｈａｃｃｕｒａｃｙ，ｂｕｔ，ｏｎｌｙｆｏｒｔｈｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｏｆｔｕｎｇｓｔｅｎｔｒｉｏｘｉｄｅｃｏｎｔｅｎｔｇｒｅａｔｅｒｔｈａｎ５０％ ｏｆｔｈｅｓａｍｐｌｅａｎｄｔｈｅ
ｐｒｏｃｅｓｓｉｓｔｅｄｉｏｕｓａｎｄｗｏｒｋｉｎｔｅｎｓｉｖｅ．Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅ，ｓｕｃｈａｓｅａｓｙｏｘｉｄａｔｉｏｎａｔ
ｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ，ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｔｏｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｓｔａｎｄａｒｄＡＳＴＭＢ８９０－０７，ｉｔｃａｎｂｅｃｏｎｖｅｒｔｅｄｉｎｔｏｔｕｎｇｓｔｅｎ
ｔｒｉｏｘｉｄｅ，ａｎｄｔｈｅｔｕｎｇｓｔｅｎｃｏｎｔｅｎｔｃａｎｔｈｅｎｂｅｄｅｔｅｃｔｅｄｂｙｍｅｌｔｉｎｇｔｈｅｓａｍｐｌｅｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｆｏｒＸｒａｙＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ
Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ（ＸＲＦ）．Ｔｏａｃｈｉｅｖｅｔｈｉｓ，ｔｈｅｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅｗａｓｆｉｒｓｔｐｌａｃｅｄｉｎａｍｕｆｆｌｅｆｕｒｎａｃｅｔｏｍａｋｅｃｏｎｖｅｒｔｔｈｅ
ｔｕｎｇｓｔｅｎｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙｉｎｔｏｔｕｎｇｓｔｅｎｔｒｉｏｘｉｄｅ，ｔｈｅｎｔａｎｔａｌｕｍｐｅｎｔｏｘｉｄｅｗａｓａｄｄｅｄａｓｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｌｓｔａｎｄａｒｄ，ｗｉｔｈｓｏｄｉｕｍ
ｂｏｒａｔｅｌｉｔｈｉｕｍｔｅｔｒａｂｏｒａｔｅａｓｍｉｘｅｄｓｏｌｖｅｎｔ，ｔｏａｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆ１１５０℃ ｔｏｍａｋｅａｓａｍｐｌｅｐｉｅｃｅ，ａｎｄｔｈｅｎｔｈｅ
ｔｕｎｇｓｔｅｎｗａｓｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｂｙＸＲＦ．Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅｏｐｔｉｍｕｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆｉｇｎｉｔｉｏｎｉｓ８００℃，ａｎｄａｔｔｈｉｓ
ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅｉｓｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙｃｏｎｖｅｒｔｅｄｉｎｔｏｔｕｎｇｓｔｅｎｔｒｉｏｘｉｄｅ，ｓｏｔｈｅｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅｆｕｓｉｏｎｓａｍｐｌｅ
ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ，ｗｈｉｃｈｉｓｎｏｒｍａｌｌｙｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｄｉｆｆｉｃｕｌｔｉｓｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙｓｏｌｖｅｄ；ｔｈｅｐｒｅｃｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅｍｅｔｈｏｄ（ＲＳＤ）ｉｓ０．２；
ｔｈｅａｃｔｕａｌｓａｍｐｌｅｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｖａｌｕｅｉｓｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｗｉｔｈｔｈｅｎａｔｉｏｎａｌｓｔａｎｄａｒｄｍｅｔｈｏｄ（ｃｉｎｃｈｏｎｉｎｅｇｒａｖｉｍｅｔｒｉｃ
ｍｅｔｈｏｄ）；ｔｕｎｇｓｔｅｎｔｒｉｏｘｉｄｅｃｏｎｔｅｎｔｒａｎｇｅｉｓ３０％－１００％ ｔｈｒｏｕｇｈｍｅａｓｕｒｅ．Ｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｔｉｍｅｉｓｇｒｅａｔｌｙｓｈｏｒｔｅｎｅｄ
ａｎｄｉｔｍｅｅｔｓｔｈｅｎｅｅｄｏｆａｌａｒｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆａｃｔｕａｌｓａｍｐｌｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｔｕｎｇｓｔｅｎｃａｒｂｉｄｅ；ｗａｓｔｅｐｒｏｄｕｃｔ；ｔｕｎｇｓｔｅｎｔｒｉｏｘｉｄｅ；ｔｕｎｇｓｔｅｎ；ｆｕｓｉｏｎｓａｍｐｌｉｎｇ；ＸｒａｙＦｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ
Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ

—３０１—

第１期 叶淑爱，等：熔融制样Ｘ射线荧光光谱法测定碳化钨及其废料中的钨 第３４卷


